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Materiais amorfos sao tecnologicamente importantes devido a propriedades como
alta resisténcia a corrosao, alta permeabilidade magnética, e alta dureza aliada a duc-
tilidade, entre outras. Devido a sua estrutura metaestavel suas caracteristicas fisicas
podem facilmente ser alteradas por variagdes crescentes de temperatura. Neste tra-
balho tem-se por objetivo medir variagoes de resistividade e temperatura em fitas
amorfas, para temperaturas entre a ambiente e a de cristalizagao. Para tanto, foi
necessario montar um sistema com sensibilidade suficiente para medir variagoes de
voltagem (da ordem de décimos de milivolts = 10' V) e capaz de suportar tempe-
raturas da ordem de 600°C.

Foi montada uma vara porta-amostra para medir a resistividade da amostra e do
termometro de platina pelo método de 4 pontas, num ambiente mantido a aproxi-
madamente 0,3 atomosfera de Argonio. Além disso, o sistema ¢ constituido por um
forno alimentado por uma fonte de corrente ligada a um controlador de tempera-
tura. As leituras de voltagem na amostra e PT 100 sdo feitos via "resistometros
diferencial (RD2) ligados a voltimetros (de 4,5 digitos) ambos construidos no Setor
de Eletronica do IFUFRGS que por sua vez sao interfaceados por computador.

Os dados assim obtidos permitirdo estabelecer o padrao de comportamento das ligas
CoFeSiB em diversas composi¢oes, em relacio a mudangas obtidas a temperaturas
moderadas (relaxagao) ou elevadas (cristalizacao).
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